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摘要(译)

超声波测量设备检测通过超声波测量获取的B模式图像中的多个特征点。
对每个测量帧重复执行特征点检测。然后，计算在时间上彼此相邻（连
续）的测量帧之间的每个特征点的位移矢量。然后，基于每个特征点的
位移矢量计算位移方向。检测位移方向线的交叉点作为血管的横截面中
心位置。
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